
          인서 킷 테스트를위한 국제 표준 스프링로드 테스트 프로브
인서 킷 테스트 (ICT) 중에 PCB의 모든 구성 요소가 측정됩니다. 따라서 결함이있는 구성 요소가 감지되고 그에 따라 교체 될 수 있습니다.

인서 킷 (in-circuit) 테스트 프로브 핀은 PCB상의 인서 킷 구성 요소와 회로 네트워크 사이의 연결을 통해 전기 성능을 테스트하는 데 사용됩니다. 저항, 커패시터, 인덕
터와 같은 구성 요소를 측정하고 옵토 커플러, 트랜스포머, 연산 증폭기, 전원 모듈 및 집적 회로를 포함한다.

SF-P11 시리즈 테스트 프로브 핀



SF-P111 시리즈 테스트 프로브 핀



SF-P100 시리즈 테스트 프로브 핀



소주 Shengteng 전자 유한 공사는 China.In 1984 년 테스트 프로브 핀의 선도적 인 제조 업체입니다 우리는 Cixi 도시에서 첫 번째 공장을 설정, 우리는 포고
핀, 베어 PCB의 테스트 프로브, 인 - 회로 테스트 프로브, 높은 전문되었습니다 현재 테스트 프로브 및 반도체 테스트 프로브보다 30 년 동안. 고급 장비와 엄격한 검사 프로
세스의 장점으로, 우리의 제품은 유럽, 북미 및 동남 아시아에서 잘 볼 수 있습니다. 미래에, 우리는 꿈을 열심히 계속 노력하겠습니다 중국과 세계의
앞으로 당신과 협력하기를 기대합니다.




